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　韓国の特許法第 40 条の 3 では、特許出願審査の猶予 ( 審査猶予制度 ) につい

て規定しています。審査猶予制度とは、出願人が出願審査請求をした後、審査請

求日から 24 ヶ月が経過した後に特許出願に対する審査を受けるように猶予する

制度のことです。 
　具体的には、出願人が審査猶予制度を利用しようとする場合、審査請求と同時、

または審査請求日から 9 ヶ月以内に猶予希望時点を特定して申請書を提出するこ

とができます。猶予希望時点は、審査請求日から 24 ヶ月以降であって、出願日

から 5 年 ( 実用新案は 3 年 ) 期間の範囲内で特定することができます。また、審

査猶予申請を取下したり、猶予希望時点を変更しようとする場合には、申請書を

提出した日から 2 ヶ月以内に取下書または補正書を提出することができます。 
　審査猶予された出願については、猶予希望時点で審査が開始され、12 ヶ月以

内に審査結果 ( 拒絶理由又は登録決定 ) が通知されます。また、特許法・実用新

案法施行規則の改正により、2025 年 7 月 11 日からは分割出願についても審査猶

予申請が可能となりました。

　また、一般審査の場合、審査請求をして受付番号を付与された翌日までに審査

請求料を納付しなければなりませんが、審査請求と同時に審査猶予を申請すれば、

猶予希望時点の 2 ヶ月前までに審査請求料の納付をしても構いません。 
　このような審査猶予制度は、出願人が審査時点を指定できるという点で審査処

理を予測することができるので出願管理が容易であるという利点があります。特

に、製品の商用化などに相当な期間を要する通信、製薬、バイオなどの技術分野

で戦略的に利用されています。
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 Article 40-3 of the Korean Patent Act provides for the deferment of examination of 
patent applications (the deferred examination system). This system allows the applicant to 
postpone the examination of a patent application so that the examination is conducted only after 
24 months have elapsed from the date of the examination request.
 Specifically, if an applicant wishes to use the deferred examination system, they may 
submit an application specifying the desired deferment point either simultaneously with the 
examination request or within nine months thereafter. The desired deferment point must be set at 
least 24 months after the date of the examination request, but within five years from the filing 
date (three years for utility models). Furthermore, if the applicant wishes to withdraw the 
deferment request or change the desired deferment point, they may submit a withdrawal or 
amendment within two months from the date of filing the deferment request.
 For applications under deferred examination, the examination will commence at the 
specified deferment point, and the examination result (either a notice of reasons for refusal or a 
decision to grant) will be issued within 12 months. Moreover, following amendments to the 
Enforcement Rules of the Patent Act and the Utility Model Act, as of July 11, 2025, it has become 
possible to file a deferred examination request for divisional applications as well.
 In ordinary examination, the examination fee must be paid by the day following the 
receipt of the examination request and the issuance of the application number. However, if the 
applicant simultaneously files for deferred examination, it is sufficient to pay the examination fee 
up to two months before the specified deferment point.
 This deferred examination system has the advantage of enabling applicants to predict 
the timing of examination, thereby facilitating application management, since they can designate 
when examination should take place. In particular, it is strategically used in technical fields such 
as telecommunications, pharmaceuticals, and biotechnology, where a considerable period of time 
is required for commercialization.
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